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2312Xe 40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet :  CAMAC & LabView
Att PL2

Fname start stop Header Ender / LogNote pg.Elapse コメント 100 10 5 3 2 Trig Wob AuF Kap IC1 PL1 ED IC2 Air1 Air2
実験前 LogNote: E5exp(11)_ イオン源= 18G SSD

23/12/22
bef- 無し

実験中：Beam調整時

23/12/22 ZnSスポット調整 p.104

Cap 1 05:00 Cap01_ZnS_Zsld mpg 0 2 0 1 2 25uΦ40 145 200
2 Cap02_Qdef mpg
3 Cap03_WobR var mpg Ar95 で R=25
4 Cap04_R25Au9.7um 0 2 0 0 2

MaxBeam Xe35+ max 0.5pnA : FC5A1 = 17enA 0 0 0 0 2 15μSv/h

Gaf焼き Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld p.104 IC1[A] 1.8-8A だと少し弱かった 0 3 1 0 2

Gaf 1 05:29 Au 9.74um R=0(WobOFF)  50sec 無し × 0u IC2@Xclmt

2 Au 9.74 R=25 100sec
3 同上 GafODテスト  35sec
4 同上 150sec
5 同上 200sec
6 同上  50sec

PL回路調整 p.104 PL=9kcps 1 2 0 1 3 PorS(0) R25 9.7 〇 〇 500 0u PL2@Air2

5:55:00 PL1= 25u:23#01 今回交換 （決定） HV PL1=1100V
PL2= 25u:23#02 今回交換 （決定） Thr PL1= 600mV(CFD値), PL1peak= 750～900mV

PL HV： 利用「前」(1) p.105         PL1low = -3000mV(CFD値) ～1/3peak

plhv01- 1 6:05:50 6:06:49 plhv01-01 PL1,2=25,25um 800,800V 0:00:59          PL2=1100V PL2peak= 600～800mV Thr=600mV
2 6:07:06 6:07:43 plhv01-02 900,900V 0:00:37
3 6:08:02 6:08:42 plhv01-03 1000,1000V 0:00:40
4 6:09:18 6:10:21 plhv01-04 1100,1100V 0:01:03
5 6:10:39 6:11:37 plhv01-05 1200,1200V 0:00:58
6 6:13:47 6:14:54 plhv01-06 IC2out 1100,1100V 0:01:07

scnEDic： ExpR (1) p.105 IC1,2= 7.1-8A 0 2 0 1 3 〇 〇 〇 〇 〇 var IC2@Air2

06:20 手動でラフscan 129～134umの間で落ちた
scnEDic01_202312220625 本番 30s x 30/61点で終了 (決定) ExpR= 245um  25.5 ℃ 1015.5 hPa

06:25 06:47 0:22:00 （前回）2301Xe-MS2 262um より17um 浅い
※ Mk04-1は Lair2=150 で間違ってfitしていた　ゴメン

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202312220700 30sec x 22点まで p.106 IC1= 1.3-6A  PL1<120kまで低下 0 2 0 0 0 ～ 〇 〇 〇 〇 〇 0u

07:00 07:21 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10 0:21:00 1 3 0 0 3
scnAtt01- camac run 無し1 7:01:08 7:01:39 p.106 (決定) PL[cps]= 1.133E+13 * IC1[A], 実測/予想=0.94  Kap穴Φ=40

～ camac run あり （前回）2301Xe-MS2 1.365E+13  1.15
21 7:20:30 7:21:02

PL HV： 利用「前」(2) 重照射後 p.106

plhv02- 1 7:24:44 7:26:24 plhv02-01 PL1,2=800,800V 0:01:40 PL=9kcps 1 2 0 1 3 PorS(0)
2 7:26:43 7:27:33 plhv02-02 900,900V 0:00:50 ※ 実施前に PL1,2 共に PH. X1/2 まで劣化してしまった！
3 7:27:55 7:28:43 plhv02-03 1000,1000V 0:00:48 --> 次回から、scnEDic, scnAtt もっと弱めで！
4 7:29:02 7:30:01 plhv02-04 1100,1100V 0:00:59
5 7:30:35 7:32:08 plhv02-05 1200,1200V 0:01:33
6 7:32:25 7:34:09 plhv02-06 1300,1300V 0:01:44
7 7:34:47 7:36:15 plhv02-07 1400,1400V 0:01:28

23/12/22 scnXYpl(1)： PL#1,2:  25um23#01, 02 p.132 PLΦ10ありで=2kcps 1 2 0 1 0 PorS(0)

scnXYpl01_202312220806 20sec x 26点: 12.5mmStep □50x50まで PL1 Φ10コリで= 3 kcps 1 2 0 1 0 PL1
scnXYpl11- 1 8:06:21 8:06:41 PL1:Xe用 25um:23#01 1200V で 0:00:20

上側 ～ --> PH場所依存　ひどい！
26 8:20:01 8:20:21 0:00:20

scnXYpl02_202312220822 20sec x 26点: 同上 同上 Trig=PL2に変更
scnXYpl12- 1 8:22:40 8:23:00 PL2:Xe用 25um:23#02 1200V で 0:00:20

下側 ～ --> PH場所依存　ひどい！
26 8:36:27 8:36:47 0:00:20 PL1 1200->1100V に戻した

23/12/22 8:37 ビーム調整終了 Vacc= 3.9-7Torr
23/12/22 10:30 (Ma02-1) 12h 利用スタート p.107
23/12/22 19:30 利用終了

plhv11- 1 21:28:19 21:28:59 plhv11-01 PL1 1100V now p.108 0:00:40 PL=3kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)
2 21:29:46 21:30:19 plhv11-02 1150V 0:00:33
3 21:30:57 21:31:47 plhv11-03 1200V 0:00:50
4 21:33:41 21:34:56 plhv11-04 1300V 0:01:15 -->PL1 1100->1400V に変更 Thr等は前のママ
5 21:44:57 21:45:57 plhv11-05 1400V 0:01:00

23/12/22 21:50 (R06) 12h 利用スタート p.108
plhv12- 1 23:25:23 23:27:31 plhv12-01 PL2 ni koukan 1100V p.108 0:02:08 PL=2kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)

2 23:28:18 23:30:15 plhv12-02 PL2 1400V 0:01:57 -->PL2 に交換 先ずは 1100V からにする
23/12/23 0:30 ※ Flux多すぎ問題解決 Kap膜穴φ40をφ50で計算していた　ゴメン
23/12/23 7:40 利用終了

plhv13- 1 9:31:06 9:32:09 plhv13-01 PL#2 1100V R02end p.118 0:01:03 PL=2kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)
2 9:33:25 9:34:11 plhv13-02 1200V 0:00:46 -->PL2 1100 -> 1200V に変更
3 9:35:06 9:35:53 plhv13-03 1300V 274uA 0:00:47

23/12/23 9:45 (T01) 12h 利用スタート p.118
23/12/23 20:00 利用終了

plhv14- 1 21:44:01 21:45:16 plhv14-01 PL#2 1200V aft T01 p.120 0:01:15 PL=1.8kcps 1 3 0 1 1 PorS(0)
2 21:46:25 21:47:33 plhv14-02 1100V sageta 0:01:08 PL2 1200V に変化なし T01 は弱ビームだった為
3 21:51:13 21:52:20 plhv14-03 1300V 0:01:07 でも、次のMa02は強ビームなので ->1400Vに変更
4 21:53:18 21:54:58 plhv14-04 1400V 295uA 0:01:40

23/12/23 22:00 (Ma02-2) 24h 利用スタート p.120
23/12/24 10:15 利用終了

利用終了後測定
23/12/24 11:15 Ma02片付け完了

23/12/24 PL HV： 利用「後」(1) PL#2
plhv21- 1 11:37:40 11:38:45 plhv21-01 aft Ma02-2 PL#2 1400V 2.96uAp.127 0:01:05 PL=1.5kcps 1 3 0 1 0 PorS(0)

2 11:41:44 11:43:41 plhv21-02 1000V 0:01:57 PL#2 1400V で 400ch低下していたが TrigはOKだった
3 11:44:35 11:46:16 plhv21-03 1100V 0:01:41
4 11:46:45 11:48:13 plhv21-04 1200V 0:01:28
5 11:49:01 11:50:58 plhv21-05 1300V 0:01:57
6 11:51:41 11:53:15 plhv21-06 1500V 317uA 0:01:34

scnEDic(2)：　PL#2で ExpR p.127 IC1,2= 5.6-8, 7.7-8A 0 2 0 1 3 == Fluxで 5E+4  で測定可能なのに、

23/12/24 11:55 EDeg#3 動作不良 --> Cylコネ接触不良だった     Flux 5E6 で Ma02は利用していた
scnEDic21_202312241252 少し間引いて 20s x 22/54点で終了

12:52 13:05 0:13:00

scnEDic(3)：　PL#1に戻して Lair2=200 (利用設定)で再測定 同上

scnEDic22_202312241316 20s x 21/54点 p.128
13:16 13:28 0:12:00 scnEDic(1) を再現した

scnEDic(4)：　PL#1で Lair2=150 同上

scnEDic23_202312241341 20s x 30/54点 p.128 Lair2=150でも、User架台 XclmならOK
13:41 13:59 0:18:00 架台#Aだと干渉する --> ExpR測定はLair2=200標準が良い

23/12/24 PL HV： 利用「後」(2) PL#1 PL=1.8kcps 1 3 0 1 0 PorS(0)
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2312Xe 40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet :  CAMAC & LabView
Att PL2

Fname start stop Header Ender / LogNote pg.Elapse コメント 100 10 5 3 2 Trig Wob AuF Kap IC1 PL1 ED IC2 Air1 Air2
plhv22- 1 14:04:25 14:05:18 plhv22-01 PL#1 ni modosu 1000V p.128 0:00:53 PL#1 1000V では TrigLoss 多い

2 14:07:33 14:09:01 plhv22-02 1100V 0:01:28 1100V では ギリギリ Loss 無し
3 14:09:57 14:11:25 plhv22-03 1200V 0:01:28
4 14:12:25 14:14:03 plhv22-04 1300V 0:01:38
5 14:14:36 14:17:32 plhv22-05 1400V 295uA 0:02:56 1400V は、plhv11とほぼ同じ
6 14:18:08 14:19:35 plhv22-06 1500V 316uA 0:01:27

scnEDic(5)：　PL#1 ->遮光Boxで Lair2=200 0 2 0 1 3

scnEDic24_202312241431 20s x 26/54点 p.129
14:31 14:46 0:15:00

scnEDic(6)：　再度PL#1 付けて Lair2=60 (Xsldのみで上流一杯) 同上

scnEDic25_202312241459 20s x 38/54点 p.129
14:59 15:21 0:22:00 60um 深くなった

scnZic：　空気で厚さ精密測定 同上

scnZic21_202312241549_Gomi 20s x 34/116点 でヤメ 細かすぎ p.129
15:49 16:04 ED=2,3,6=85.4umで 0:15:00

scnZic22_202312241607 20s x 20/39点 p.130
16:07 16:16 ED=2,3,6=85.4um(基準)で 0:09:00 0～125:25step,130～300:5step

scnZic23_202312241617 20s x 17点
16:17 16:25 ED=2,3,6(基準)++5=89.8umで 0:08:00 #5= 4.5um ～ 2mm深くなった

scnZic24_202312241626 20s x 17点
16:26 16:34 ED=2,3,6(基準)++4=87.6umで 0:08:00 #4= 2.2um の差は見えなかった

scnZic25_202312241635 20s x 23点 p.131
16:35 16:45 ED=2,6 =(基準)--3= 75.5umで 0:10:00 #3= 9.9um トル -> 約20mm 浅くなった

scnZic26_202312241647 20s x 20点
16:47 16:57 ED=3,6 =(基準)--2= 60.6umで 0:10:00 #2= 24.75um トル -> 約50mm 深くなった

scnZic27_202312241703 20s x 24点
17:03 17:14 ED=2= 24.5umで 0:11:00 コレが Z=300mmギリギリ

scnZic28_202312241715 20s x 8点
17:15 17:19 ED=2= 24.5umで タメ増し 0:04:00 #2= 24.75um のみ -> 約100mm 深くなった

scnZic29_202312241720 20s x 30点
17:20 17:34 ED=6= 50.7umで 0:14:00 #6= 50.7um のみ -> 約70mm 深くなった

23/12/24 scnXYpl(2)： PL#3: 25um23#03 p.132 PLΦ10ありで=2kcps 1 2 0 1 0 PL1

scnXYpl21_202312241802 20sec x 26点: 12.5mmStep □50x50まで
scnXYpl21- 1 18:03:12 18:03:32 PL#3: 25um23#03 予備予備 1200V 0:00:20

上側 ～ --> PH場所依存 あり
26 18:16:58 18:17:20 0:00:22

scnEDssd： Ecal , ED厚 較正用
scnEDssd21_202312241858 p.132 PL 10K, Sor 500 cps, Trig=AND 1 2 0 1 2 PandS 〇 〇 〇 〇 〇 var SSD@Air2

18:58:00 19:25:00 60s x 22/23点 0:27:00 ２連ｘ２：コリΦ7,Φ7 遮光 AyMy 2.5um
scnEDssd21- 2305Ar,Kr のママで Ecal 用 700替-2000, 500新-2000um 

1 18:58:36 18:59:31 scanED001    0.0 um 0000000000000 0:00:55 Sel# 22152551, 23-573D, 23010089新, 20-195E
～ HV(uA): 定格120(1.88) 380(3.06), 230定格(5.06), 400(5.81)

22 19:24:51 19:25:51 scanED022  150.9 um 0000001100000 0:01:00 TFA: all x6x50% Int,Dif=20,20
SA(Att) all 0.5u, x7.0;  x20(2+8), x20(0), x20(4+8), x20(0)

scnEDssd22_202312241931 p.132 PL 30K, Sor 800 cps, Trig=AND 1 2 0 1 1 PandS 〇 〇 〇 〇 〇 var SSD@Air2

19:31:00 19:51:00 60s x 16点 0:20:00
scnEDssd22- ED厚較正用 SSDは同上

1 19:31:21 19:32:17 scanED001    0.0 um 0000000000000 0:00:56
～

16 19:50:12 19:51:14 scanED016  150.9 um 0000001100000 0:01:02
scnEDssd23_202312242015 p.132 PL 10K, Sor 500 cps, Trig=AND 1 2 0 1 2 PandS 〇 〇 〇 〇 〇 var SSD@Air2

20:15:00 20:43:00 60s x 22/23点 0:28:00 ２連ｘ２：コリΦ7,Φ5 遮光 AyMy 2.5um
scnEDssd23- SSDセット変更(2305ArKr)で Ecal用 200新-2000, 100-100um 

1 18:58:36 18:59:31 scanED001    0.0 um 0000000000000 0:00:55 Sel# 23004516新, 20-195D, 27-054F, 27-054G
～ HV(uA): 定格130(1.85) 400(4.89), 40(5.06), 40(3.36)

22 19:24:51 19:25:51 scanED022  150.9 um 0000001100000 0:01:00 TFA: all x6x50% Int,Dif=20,20
※ EDリストはssd21と同じ SA(Att) all 0.5u, x7.0;  x20(2+8), x20(0), x20(1+2+8), x20(0)

※ B2にも来ない。B1は100umより厚い？
23/12/24 20:44 MT終了

aft- 無し

加速器E測定： 
23/12/22 08:52 E(Xe) = 35.63 MeV/u p.101 Bm調整直後に測定

以上。

2 / 2 ページ


